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spectro2profiler
wsparcie w uzyskaniu harmonii koloru i struktury

A member of € ALTANA O BYK




Na postrzeganie przez nas jakosci wizualnej wptywajg kolor, potysk i struktura powierzchni. Dokonujgc
oceny wizualnej, uwzgledniamy wszystkie te 3 parametry, ktére sumujg sie na ocene catosciows.
Do tej pory ziarno lub strukture powierzchni mozna byto oceni¢ tylko wizualnie lub za pomocg wysoce
zaawansowanych mikroskopow. Zmienito sie to wraz z nowym, przenosnym urzgdzeniem spectro2profiler.
Podobnie jak nasza ocena wizualna, nowy spectro2profiler mierzy niezawodnie wszystkie 3 parametry

jednoczesnie.

spectrq

Zmierz kolor tak, jak go widzisz

Spectro2profiler wykorzystuje geometrie pomiarowa
45/0. Sprawdzona technologia LED firmy BYK
zapewnia bardzo wysokg stabilno$¢ krétkoterminowa,
dtugoterminowg i temperaturowg. Duze pole
pomiarowe z jednorodnym oswietleniem umozliwia
uzyskiwanie reprezentatywnych wynikdw o wysokiej
powtarzalnosci. Wysoka doktadno$¢ oraz zgodnos¢
miedzy  instrumentami pozwala na stosowanie
standardow cyfrowych - klucza do globalnego
zarzadzania kolorami.

Zmierz strukture i potysk tak, jak je
widzisz

Wyglad i styl produktu zalezy od jego koloru, potysku
i wykonczenia powierzchni. W zaleznosci od trendow
w modzie, zastosowania i wielkosci produktu, tekstury
mogg obejmowac zaréwno bardzo drobne, jak i grube
ziarna, a takze struktury geometryczne Iub
skéropodobne.
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Master Black G:

Dashboard
Rc =0.17
looks shallow

Cs = 1.56 mm?
Ca= 139 P-ym

Master Black G
Rc = 0.28
looks deep

Nowos¢ - Analiza struktury 3D

Spectro2profiler wykonuje serie zdje¢ przy oswietleniu padajagcym
z roznych kierunkoéw, aby okresli¢ topografie powierzchni. Na tej
podstawie obliczana jest mapa wysoko$ci powierzchni. Nastepnie
oprogramowanie automatycznie rozpoznaje i oddziela poszczegdine
wzniesienia oraz zagtebienia, umozliwiajgc obiektywny pomiar wielko$ci
komorek (mm?) i ich postrzeganej amplitudy (P-pym).
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Od tradycyjnego potysku do odbicia 2D

Tradycyjnie, odbicie jest oceniane za pomocg pomiaru potysku, ktory
okresla catkowitg ilos¢ Swiatta odbitego w kierunku zwierciadlanym
i zarejestrowanego w okreslonej aperturze pomiarowej. Dla poréwnania
z wczesniejszymi danymi, spectro2profiler mierzy réwniez potysk 60°
zgodnie z miedzynarodowymi standardami

Nowy spectro2profiler umozliwia pomiar odbicia dla powierzchni
strukturalnych poprzez kamere 2D. Postrzegana gtebokos$¢ powierzchni
skéropodobnej zalezy od sposobu odbijania Swiatta przez jej wzniesienia
i zagtebienia. Dlatego wyniki pomiaru wspétczynnika odbicia 2D sg
dopasowywane do danych obrazu 3D, co pozwala oddzielnie okresli¢
odbicie Swiatta od wzniesieh i zagtebien powierzchni. Nowy parametr
pomiaru, kontrast odbicia, jest odpowiednig miarg do kontroli jakosci
produkcji czesci formowanych wiryskowo lub wyttaczanych.
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smart-chart
inteligentne zarzadzanie standardami

Oprogramowanie smart-chart zawiera zaawansowany modut zarzadzania
standardami, ktéry umozliwia definiowanie tolerancji Pass/Fail na podstawie
parametréw koloru, potysku i struktury powierzchni.

Za pomocg tego samego modutu mozna zarzadza¢ skalami pomiarowymi
koloru, potysku oraz struktury 2D/3D wraz z okreslonymi tolerancjami.
Do oceny toleranciji koloru dostepne sg wartosci CIELAB AE oraz wazone
réwnania réznicy koloru, opracowane na podstawie badan korelacji z oceng
wizualng.

Do analizy roznych rodzajow struktur mozna wybra¢ trzy opcje pomiarowe:
dla struktury skoéropodobnej, grubej farby i drobnych tekstur.
Dobdr wiasciwych ustawien utatwiajg obrazy kodowane kolorystycznie.

Dzieki temu standardy cyfrowe zawierajgce dane dotyczace koloru, potysku
i struktury 3D wraz z okreslonymi tolerancjami mogg by¢ udostepniane
w catym globalnym fancuchu dostaw.

Inteligentna analiza danych

D65/10
Wyniki pomiaréw koloru, potysku oraz struktury 2D/3D sg
wyswietlane jednoczesnie w tabeli danych i na réznych
wykresach, ktére wyrdzniajg probki niespetniajace
okreslonej specyfikaciji.

Date

Checkzone 4

Podczas analizy koloru mozna fatwo przetgcza¢ sie
miedzy réznymi warunkami pomiarowymi, takimi jak
iluminanty i réwnania réznicy koloru, a takze miedzy
réznymi sposobami prezentaciji danych: wykresem rozrzutu
CIELAB, wykresem liniowym i krzywymi widmowymi.

Match to Standard
17/01 15:51

Dashboard

Analize struktury 2D/3D wspierajg obrazy kodowane
kolorystycznie, ktére utatwiajg wizualizacje i interpretacje
danych pomiarowych.

Oprogramowanie smart-chart oferuje dynamiczny uktad
wydruku, umozliwiajgcy tworzenie wiasnych raportéw.
Dane mozna tatwo udostepnia¢ poprzez przesytanie
projektéw smart-chart zawierajgcych wyniki pomiaréw
i obrazy.
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Warning High

We wnetrzach samochodéw
rézne elementy sg wykonane
z réznych materiatéow, ale maja te
samg strukture  powierzchni.

Oprocz kontroli koloru uzyskanie
spojnego

wygladu  wymaga
rowniez  obiektywnej  kontroli
wielkosci  struktury oraz jej

postrzeganej gtebokosci.
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Kolorowy wyswietlacz dotykowy

Spectro2profiler jest wyposazony w duzy, kolorowy ekran
dotykowy o przekatnej 3,5 cala, ktéry zapewnia wygodng
obstuge. Menu oparte na ikonach, tabele danych oraz
kolorowe wykresy umozliwiajg intuicyjne korzystanie
z urzadzenia, podobnie jak ze smartfona. Ekran mozna
obstugiwa¢ poprzez dotkniecie lub przesuniecie palcem,
dzieki czemu dziata nawet podczas pracy w rekawicach.

Podglad prébki na zywo
i niezawodne pozycjonowanie

Zintegrowana kamera zapewnia podglad miejsca
pomiaru na zywo. Pozwala to unikng¢ btednych
odczytéw wykonywanych w miejscach, w ktérych
znajdujg sie niedoskonatosci lub  zarysowania.
Pochylenie przyrzadu mozna rozpoznaé¢ po cieniach
widocznych na obrazie. Cztery gumowe punkty
podparcia na dolnej ptycie spectro2profilera zapewniajg
stabilne  pozycjonowanie = urzadzenia  zaréwno
na prébkach ptaskich, jak i zakrzywionych, gwarantujgc
maksymalne bezpieczenstwo pomiaru.

Automatyczne przypomnienie
o kalibracji

Dilugoterminowa, stabilna kalibracja spectro2profilera
moze by¢ monitorowana na zewnetrznym standardzie
koloru i potysku. Jezeli uzyskane wartosci sg niezgodne
ze specyfikacjg, przyrzad automatycznie wyswietli
komunikat z proshg o przeprowadzenie kalibracji
przy uzyciu wzorca kalibracyjnego urzgdzenia.

Juick check

Please calibrate

Ochrona zapewniajaca dtugie uzytkowanie

Pokrywa ochronna zabezpiecza uktad optyczny przed
zanieczyszczeniem. Mozna jg fatwo zatozy¢ na otwor
pomiarowy, a wbudowane magnesy stabilnie utrzymujg ja
na miejscu.

Bardzo dtuga zywotno$¢ baterii i szybkie tadowanie

Spectro2profiler jest wyposazony w inteligentny akumulator,
ktéry po jednym natadowaniu umozliwia wykonanie do 1000
pomiarow.

Urzgdzenie mozna tadowac za pomocg zewnetrznego zasilacza
lub przez poditgczenie do komputera za pomocg portu USB-C.
Szybkie fadowanie moze odbywa¢ sie jednoczesnie
z przesytaniem danych.



KOLOR

Geometria

Okno pomiarowe
Zakres spektralny
Powtarzalnosé
Odtwarzalnogé
Systemy Kolorow
Réznice Koloréow
Indeksy koloru

Struktura 3D (Cs, Ca)

45°c:0° Okno pomiarowe 15%x15 mm

9 25mm ) o Zakres pomiarowy Cs: 0 - 255 mm?2, Ca: 2 ym — 2 mm

400 -700 nm,10 nm rozdzielczo$ci (postrzegane)

0.01 AE94 (10 odczytow na bieli) Rozdzielczo$¢ przestrzenna ~ 60 pm

0.1 AE94 ($rednia12 BCRA plytek) Rozdzielczo$¢ wysokosci 1-2 pym

CIELab/Ch, Lab(h), XYZ, Yxy Powtarzalnos¢' 2% (10 odczytéow na standardzie odniesienia
AE*, AE(h), AE94, AECMC, AE99, AE2000 struktury)

YIE313: YID1925: WIE313, WICIE, W'Bergerv Odtwarzalnosé! 5% (na standardzie odniesienia struktury)

Sita krycia, metameryzm, skala szarosci

Oswietlenie A,C,D50,D55,D65,D75,F2,F6, F7,
Obserwator :‘3,1':(:"0, Fi ks Odbicie 2D (R)
Okno pomia_rowe 15%x15 mm B
POLYSK B e wesehe o

Rozdzielczo$¢ przestrzenna 60 pm

Okno pomiarowe 25x15mm Powtarzalnos¢' 0.5% (10 odczytéw na standardzie
Zakres pomiarowy Powtarzalno$¢ Odtwarzalnos¢ odniesienia struktury)
0- 20GU +0.1GU +0.2GU 1 o . Lo
20 -100 GU +£0.2GU +1.0GU Odtwarzalnos$é 1.0% (na standardzie odniesienia struktury)
Wyniki odbicia 2D Wyniki topografii 3D
Dane ogéine
Ziarno R $rednie odbicie Cn ilos¢ komorek (count)
Pamie¢ 3000 probek z obrazami 10000 skéro Rh odbicie wzniesien Cs $rednia wielko$¢(mm?)
probek bez obrazéw podobne Rv odbicie zagtebien Ca $rednia amplituda komorek (P-pm)*
Jezyki angielski, niemiecki, francuski, wioski, rosyjski, Rc kontrast odbicia Hs $rednia wielko$¢ wzniesien (mm?)
japonski, chinski F%  wspotczynnik wypetnienia
Wymiary (L x W x H) 150 x 240 x 155 mm (5.9 x 9.5 x 6.1 in) Farba Cn ilos& komorek (count)
tha?fa :JssaBo'lg' (3'32 I(?JSS)B 31) grubo Cs ___sredni rozmiar komorki (mm?)
nterface ype- . TS c <redni lituda komarek (P-um)*
72, 250 mah, 1662 Wh 2
Urzagdzenie Input: 5V -12V DC, max. 3.0 A 5 - — —— =
Zasilacz Input: 100 — 240 V AC, 50 — 60 Hz, max. 1 A gMaximaksymalnalwielkosclkomarkimims)
Output: 5V DC, max. 2.1 A CsDev odchylenie wielkos$ci komorki
Zakres temperatury dziatanie: 10°C do 40°C (50°F do 104°F)
przechowywanie: 0°C do 60°C (32°-140°F) Delikatna R $rednie odbicie (a.u.) HPd  mikro $rednia odlegto$¢ szczytowa
Wilgotnos$¢ wzgledna do 85 % w 35° C (95° F) bez kondensacji tekstura (um)
HRc  kontrast odbicia MA mikro $rednia amplituda lokalna (P-
Praca na wysokosci do 2000 m um)

' Odchylenie standardowe
* P-um = Postrzegana wysoko$¢

W zestawie:

- Spectro2profiler nr kat. 7300

- Biaty wzorzec kalibracji

- Standardy kontrolne koloru i potysku

- Certyfikat akredytowany

- Oprogramowanie smart-chart z 2 licencjami
- Kabel USB do przesytania danych

- Kabel szybkiego tadowania USB typu C/ C
- Zasilacz zewnetrzny z adapterami typu A/C/G/I
- Pokrywa ochronna

- Instrukcja obstugi

- Walizka

- 1-dniowe szkolenie instalacyjne

*Opcjonalnie
*  funkcja Wi-fi

www, byk-instruments.com

Przedsiebiorstwo Techniczno-Handlowe EUROTOM Sp. z o0.0.
ul. Wawozowa 1 kl. Il, 02-796 Warszawa, tel. : 22 648-15-73, +48 784-002-889

www.eurotom.pl, e-mail: eurotom@eurotom.pl
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